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	Oktatási cél:  

A röntgensugárzás alkalmazásán, ezen belül is elsősorban a szekunder emisszió elvén alapuló nagyműszeres kémiai analízis elméletének és gyakorlatának megismertetése



	Ismeretkörök (heti bontásban): 

1. Bevezetés a spektroszkópiai módszerekbe. Az elektromágneses spektrum. Történeti  áttekintés. A röntgensugárzás tulajdonságai
2. Abszorpció, diffrakció, emisszió
3. A röntgensugárzás keletkezése, Az elktronhéjszerkezet és a röntgenspektrum szerkezete. A folytonos sugárzás
4. A karakterisztikus sugárzás nomenklatúrája. Kiválasztási szabályok. A spektrométerek felépítése, működési elve
5. A polikromatikus sugárzás felbontása egykristállyal. Speciális röntgencsövek és analizáló kristályok.

6. Minőségi és félkvantitatív analízis. Mátrixhatás. Fundamentális paraméterek módszere.Intenzitás-koncentráció algoritmusok
7. Mennyiségi meghatározási módszerek
8. Főkomponens meghatározás. Nyomelemzés. A kimutathatósági határ és befolyásoló tényezői
9. Mintaelőkészítési technikák. 
10. Könnyű elemek és nehéz elemek  meghatározásának problémái
11. Nagyfelbontású röntgenspektrometria. Szatellitvonalak és  a szerkezet kapcsolata. A kémiai állapot meghatározásának lehetősége. A kémiai kötések és a vegyérték tanulmányozása, koordinációs szám meghatározás

12. Röntegdiffraktometria, pordioffrakciós és egykristálytechnikák

13. Felületvizsgáló módszerek: röntgengerjesztésű fotoelektronspektroskópia (ESCA), Auger elektronspektroszkópia
14. Új röntgenanalitiklai módszerek elméleti alapjai. Röntgenabszorpciós spektrometria, protongerjesztéses röntgenemisszió (PIXE), totálreflexiós röntgenfluoreszcencia.(TRXRS)
15. Szinkrotron sugárzáson alapuló új röntgensugaras eljárások: (XANES, EXAFS)
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	Hallgató egyéni feladat típusai:

A félév során minden hallgató egy szabadon választott röntgensugaras témában projektoros kiselőadást tart, amelyet írott és elektronikus formában is benyújt



	Vizsgakérdések, vizsgakövetelmények:

1.  Bevezetés a spektroszkópiai módszerekbe. Az elektromágneses spektrum. Történeti 

      áttekintés. A röntgensugárzás tulajdonságai. 

2.   Abszorpció, diffrakció, emisszió.

3.   A röntgensugárzás keletkezése, Az elktronhéjszerkezet és a röntgenspektrum szerkezete.     

      A folytonos sugárzás.

4.   A karakterisztikus sugárzás nomenklatúrája. Kiválasztási szabályok. A spektrométerek 

      felépítése, működési elve. 

5.   A polikromatikus sugárzás felbontása egykristállyal. Speciális röntgencsövek és  

      analizáló kristályok.

6.   Minőségi és félkvantitatív analízis. Mátrixhatás. Fundamentális paraméterek módszere.

      Intenzitás-koncentráció algoritmusok.

7.   Mennyiségi meghatározási módszerek.

8.   Főkomponens meghatározás. Nyomelemzés. A kimutathatósági határ és befolyásoló 

      tényezői.

9.   Mintaelőkészítési technikák. Könnyű elemek és nehéz elemek  meghatározásának problémái.

10. Mennyiségi meghatározási módszerek.              

11. Folyadékok vizsgálata. Speciális alkalmazási területek: rétegvastagság meghatározása. 

12. Nagyfelbontású röntgenspektrometria. Szatellitvonalak és  a szerkezet kapcsolata. 

      A kémiai állapot meghatározásának lehetősége. A kémiai kötések és a vegyérték 

      tanulmányozása, koordinációs szám meghatározása.

13. Új röntgenanalitiklai módszerek elméleti alapjai. Röntgenabszorpciós spektrometria, 

      protongerjesztéses röntgenemisszió (PIXE), totálreflexiós röntgenfluoreszcencia. 

14-15. Alkalmazási példák
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